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- EXAMEN TECNICO DE FONDO
N° Radicacién O0D) [ 620G _Fecha de presentacion O} - OZ- 2000
N° Prioridad . Fecha de Prioridad
Palabras clave
i CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BUSQUEDA
AACR 4/00 EOYH 7¢/29,

EOYH ic/uY

A YRS /00

- DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAISES

Patente Original .
L __BASES DE DATOS CONSULTADAS
QLM eppcerseT
il
| ok OAT
\
S INFORMES DE EXAMENES EN OTRAS OFICINAS
. Oficina Fecha - Reiv, afectadas
: ANTERIORIDADES ENCONTRADAS
" _ Documento : Relevancia Reiv. afectadas
LITERATURA NO PATENTES
Documento Relevancia Reiv. afectadas
Observaciories |
| Fechadeleamen | | O - [ OCET /2003
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